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STCF径迹探测器
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MDC
R 200mm-
840mm

◆ 三层独立内径迹探测器(ITK)，单层物质量~0.3%X0

      圆柱形微结构气体探测器(ITKW)

单片式有源像素传感器(MAPS)硅探测器(ITKM)

◆ 漂移室(MDC)：48层，4个直丝超层，4个斜丝超层



基于霍夫变换的寻迹
二维寻迹

卡尔曼拟合

斜丝匹配

霍夫变换2

s-z 寻迹

螺旋线拟合 

共形变换

霍夫变换1

直方图填充
 寻找局部峰值

径迹圆拟合 
候选击中挑选

三维寻迹

共形变换 霍夫变换

s-z平面寻迹斜丝匹配
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寻找局部极值



算法对长寿命粒子重建的不足
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�/� → Ξ−Ξ+ →Λ�−Λ�+ → ��−�−��+�+中的�

d0

mm

偏离原点
无法重建成一条良好径迹



针对长寿命粒子重建的优化
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原始寻迹
未使用击中
低质量径迹上的击中
（直线拟合chi2较大）

寻找连续多层击中 坐标变换

在新的坐标系下
Hough变换寻迹

参数变换到原坐标系

chi2过大的候选径迹上的击中会被再次使用

对撞点产生径迹

长寿命粒子

在共形平面直线拟合的chi2



寻迹效率
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�/� → Ξ−Ξ+ →Λ�−Λ�+ → ��−�−��+�+中的�

事例级别的重建效率大幅提高



假径迹去除
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总结
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BACK UP


